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(54) Spoésob uréenia miesta merania pri merani profilu motivov integrovanych .
obvadov pevnej faze dotykovym profilografom
Vynédlez sa tyka elektrotechnického
priemyslu.
ﬁﬁelom vyndlezu je moZnost presného
ur¥enia miesta merania profilu motfvov in- L.
tegrovanych obvodov pevnej féze dotykovym
profilografom. 5

Uvedeného u&elu sa dosiahng pouZitim T
pomocne]j néstavne]j do¥tiéky s makkym povr- |
chom na presné zistenie dréhy snfmacieho
hrotu. Dréhg hrotu profilografu sa najskdr
vyznal{ v makkom povrchu pomocnej néstavnej
do8ti¢ky. Potom zémerny kri% mikroskopu sa
stoto¥n{ se stopou snimacieho hrotu na po- [
mocnej ndstavnej do¥tiZke. Zdmenou pomocnej _L,
nédstavnej do¥tifky za merany objekt mdZeme
presne nastavit poZadované miesto merania
profilu jeho stotoZnenim so zdmernym kri-
Zom mikroskopu.

Vynédlez je mo¥né vyufit i v dal&fch
odboroch nérodného hospoddrstva. A to via-
de tam, kde sa pouZfvajui dotykové profilo-
grafy.
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Vyndlez sa tyka sp8sobu ur¥enia miesta merenia pri merani profilu motivov integrova-
nyeh obvodov pevnej féze dotykovym profllografom. i

Doteraz znéme spdsoby merania spoéivajﬁ najma vo vyufitf be¥nych mikroskopov, ktorych
nevyhodou je obmedzend . rozli¥ovacia schopnost dané aparatirou objektivu, interferen&nych
mikroskopov, s ktorymi nie je moZné merat rdzne svetlocitlivé vrstvy, ktord vytvédrajd pa-
razitné obrazce a elipsometricky sp8sob, ktory u nds dosahuje rozliZenie detailov len asi

©3 x 50 um,

Tieto nevyhody odstraﬁuje navrhovany spdsob merania profilu. Spdsob urdenia miesta
‘merania pri merani profilu motivov integrovenych obvodov pevnej féze dotykovym profilogra~
fom spoli{va v tom, ¥e drédha hrotu profilografu sa najskér vyznaif{ v makkom povrchu pomocne]
nédstavnej doXtiZky a stotoZni so zémernym kri%om mikroskopu, do ktorého sa po zémene pomoc-
nej néstavnej do3tilky za merany objekt, nastavi poZadované miesto merania profilu motivu
integrovaného obvodu pevnej fdze. Makky povrch pomocnej ndstavnej dodtidky je moZné ziskat
napriklad zaladenf{m skla.

Pousitim pomocnej néstavnej doétiéky Je moZné veImi presne nastavit poiadovené miesto -
merania a mo¥nost odéitania profilu zvoleného miesta s rozliZovaciou schopnostou at do
0 01/um, dalej v mo¥nosti meranis jek tvrdfch, tak aj makkych vrstiev napriklad svetlocit-
livych roztokov, ktoré sa vyskytujd pri technoldgii vyroby integrovenych obvodov pevnej
féze. Inou vihodou je prekticky neobmedzery meracf rozsah dany volbou vertikdlneho zvaéée-
nia dotykového profilografu. :

Prikled navrhovaného sp8sobu je zobrazeny na priloienom vykrese, kde zna&{ obr. 1
dotykovy profilograf doplneny mikroskopom; obr., 2 detail predmetu, ktory sa bude merat,
obr. 3 rez meranym predmetom, obr. 4 p8dorys ndstavné do3ti&ky s vyzna&enou stopou po snima-
com hrote.

Podl'a obr. 1 je merany predmet 3 poloZeny ne mikrometrickom meréicom stolfku 4, ktory
Je umiestneny na predmetovom stole 5 dotykového profilografu l12. Na 3pecidlnom vyklopnom
stojane § s nastavitelnym dorazom ] je umiestnenj be#ny mikroskop 1.

Snimac{ hrot 2 prejde po ndstavnej do¥ti¥ke 8 (obr. 3) a zanechd na jej makkom povr-
chu dzku stopu 15 (obr. 4)., Na tuto stopu, vytvorend snfmacfm hrotom 2 sa nastavi zdmerny
kri% 10. Po zdmene meraného predmetu 3.za pomocnd néstavnd do¥titku 8 sa pomocou mikromet-
rického stolfku 4 nastavi zvoleny motiv 9 ne predmete 3 do zémerného krita 10 (obr. 2).

Pri spusten{ meracieho cyklu, pri ktorom sa snimac{ hrot 2 pohybuje rovnomernou rychlos-
tou po nastavenom mieste, sa merany profil zndzorni na grafickom zdzneme 1i.

Popisany spdsob nastavenia miesta merania je moZné vyuZit aj pri merani profilu inych
predmetov.

PREDMET VYINALEZU

Sp8sob urdenia miesta merania pri merani profilu motivov integrovanych obvodov pevnej
fdze dotykovym profllogramom vyznadujiei sa tym, %e drdha hrotu profllografu sa naskér vy-
znad{ v mekkom povréhu pomocnej néstavnej do¥ti¥ky a stoto¥nf so zémernym kriZom mikrosko-
pu, do ktorého sa po zémene pomocnej ndstavnej do¥ti&ky za merany objekt, nastavi poado-
vané miesto merania profilu motivu integrovaného obvodu pevnej fdze.

1 1list vjkresov

Severografia, n. p., 2évod 7. Most’
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